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Septembre 1984

COMPOSANTS ELECTRONIQUES . )
DE QUALITE CONTROLEE UTE C 86_504
Conformément a la CECC 20 000 1%"® EDITION
{NF C 86-5600)

1 — DESCRIPTION MECANIQUE SPECIFICATION PARTICULIERE POUR:

SL 5500 SL 5504
Boitier CEI {& I'étude) SL 5501 SL 55048
Type : F 124 (voir 9.2) SL 5511

Identification des sorties :
(vue de dessus)

INFORMATIONS POUR LA COMMANDE :
Voir paragraphe 7 de ce document

Repeére
_ 2. — BREVE DESCRIPTION
Anode 10 (16 Baose . )
} — Matériau semiconducteur
Cathode 20 * 5 Collecteur Arséniure de gallium
silicium
Non connecte 3 (] 4 Emetteur — Matériaud’encapsulation :

plastique

PHOTOCOUPLEUR DIODE-PHOTOTRANSISTOR

3 — NIVEAUX D'ASSURANCE DE LA QUALITE

MARQUAGE :

Voir paragraphe 6 de ce document Classe V avec exigences supplémentaires

4. — VALEURS LIMITES (Systéme des limites absolues)

Ces valeurs s"appliquent sur la plage

PARAGRAPHE VALEUR
CECC 20 004 des températures de fonctionnement SYMBOLE - UNITE
NF C 86-504 sauf indication contraire ‘ min max
4.1 Température ambiante de fonctionnement amb - 25 70 °C
4.2 Température de stockage st - 40 100 °C
4.3 Température de soudure . Tsld 260 °C
Durée 10s, 2 £ 0,5 mm du plan de siége
4.4 Tension inverse d'entrée continue Ve 3 \
45 Tension collecteur-émetteur, tension continue ‘
avec |, =0 Veea
8 SL 5500 ¢
SL 5501 30 \'
SL 6511
SL 5504 2 80 \
SL 55048
(Suite page suivante)

Se reporter 3 la liste des Produits Homologués CECC 00 200 * en vigueur pour connaitre les fabricants dont les compaosants

conformes a cette spécification particuliére sont homologués.

* Se reporter également au RCQ francais : UTE C 00-191,
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CECC 20 004-001 -2-
PARAGRAPHE Ces valeurs s’appliquent sur la plage VALEUR
CECC 20 004 des températures de fonctionnement SYMBOLE - UNITE
NF C 86-504 sauf indication contraire min max
4.8 Tension collecteur-base, tension continue VCBO
avec IE =0
SL 5500 ?
SL 5501 70 \Y%
sL 5511 |
SL 5504 120 \
SL 55048 180 \
4.7.1 Tension émetteur-base, tension continue Veso 7 Vv
avec IC =0
47.2 Tension émetteur-coliecteur VECO 7 \
48 Tension continue de fonctionnement entre VIOWM 800 \
'entrée et la sortie I
4.9 Courant d’entrée direct continu a Tamb =25 °C I 60 mA
Facteur de réduction au-dessus de 65 °C 1,7 mA/K
4.10 Courant d’entrée de pointe & Tamb =25 °C 'FRM 3 A
tp=1 us ; 6=03%
Facteur de réduction au-dessus de 65 °C 90 mA/K
4.11 Dissipation de puissance du transistor de sortie Plout 1650 . mw
o put)
aT =25 °C
amb
Facteur de réduction 2 mwW/K
4.12 Dissipation totale de puissance dans le boitier Ptot 250 mW
8T, b= 25 °C
Facteur de réduction 7 3.3 mW/K |
VALEURS RELATIVES A L’ ISOLEMENT
413 Tension d’isolement (valeur efficace) VIO AM 2500 \'
(45 Hz & 65 Hz) {voir note)
1
Note : Toutes ies bornes d’entrées doivent étre court-Circuitées et toutes les bornes de sorties doivent &tre court-circuitées.
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CECC 20 004-001

5. - CARACTERISTIQUES : Voir paragraphe 8 de ce document pour les exigences de contrdle {groupes A et C).

PARAGRAPHE Caractéristiques et conditions 8 Tymp =25 °C VALEUR
CECC 20 004 Mesuré sauf indication contraire SYMBOLE UNITE
NF C 86-504 Ig = 0 sauf pour hgg et Icgo min max
5.1 . A2b Tension d'entrée directe & | g = 20 mA VE() 13 Vv
A2b IF=2 mA VE(2) 1,2 Vv
.2 A3 Tension de saturation collecteur-émetteur VeE (sat! 04 \
Conditions : SL 5500 I =10 mA; | =50 mA
SL 5501
SL 6511 ic=2 mA;I=20mA
SL 5504
SL 5504S
53 A2b Courant d’entrée inverse 8 VR =3 V Ir 10 uA
54 A2b Courant résiduel collecteur-émetteur | F=0
SL 5500 )
SL 5501 | Vep=10V
SL 5511 |
SL 5504 }V 50 v ICEO(1) 50 nA
SL 5504Sf "CE ™
A3 SL 5500
. SL 5501 ¢ Vo =30V
SL 5511 A
' lceo2) 10 ®
SL 5504 }v _80V
SL 55045) "CE
55 Ad Courant résiduel collecteur-base 3 Veg=30V et Ir=0| Iggo 50 nA
56 A4 Valeur statique du rapport de transfert direct du heg 200 1200
courantd Vg =0,4V ; Ic =4 mA
et IF =0
5.7 A2b Rapport de transfert de courant continu le/le(ny ( Voir
58 A3 Rapport de transfert de courant continu @ Vgg =5V Ic/le(2) \ ci-dessous
etig =2 mA
Ic/le) Jc/fe@ | e/l
Vee=04V |Veoe=5V] Vce=04V
lg=056mA | Ip=2mA | Ig = 10 mA
min min min | max
SL 5500 - 04 05 3
SL 5511 0,2 0,25 - -
SL 5501
SL 5504 - 0,15 025 | 4
SL 55048
{ Suite page suivante)
N
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PARAGRAPHE Caractéristiques et conditions & T,,,, =256 C VALEUR
* nfg%cszso.gg: Mesuré sauf indication contraire SYMBOLE . UNITE
lB = 0 sauf pour hgg et Icgo min max
5.9 C2a Temps total d’établissement a
|F=16mA;R=1 139 ;V=5V
SL 5500
SL 5501 ton 20 HS
SL 5511
SL 5504
SL 55045 ton 50 Hs
5.10 C2a Temps total de coupure 3
SL 5500 '
SL 5501 tost 50 us
SL 5511
SL 5504 .
SL 55045 } totf 150 ps
5.12 A2b Résistance d‘isolement entre I'entrée et la sortie RIO 109 Q
pour une tension VIo = 1000V {voir note)
5.13 C2a Capacité entre |'entrée et la sortie pour une fré- Co 1,3 pF
quence spécifiée 1 MHz, I = 0,1lc= 0 (voir note)
Note : Toutes les bornes d’entrées doivent étre court-circuitées et toutes les bornes de sorties doivent étre court-circuitées.

6. — MARQUAGE : Chaque dispositif porte le marquage suivant .
— marque du fabricant,

— numéro de modéle,

— date codée.

7. — INFORMATIONS POUR LA COMMANDE :

— numéro du modéle,
— numéro CECC de la spécification particuliére, et numéro d'édition,

— toute autre particularité.
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8. — CONDITIONS D'ESSAIS ET EXIGENCES DE CONTROLE

CECC 20 004-001

Dans cette partie, les numéros de paragraphes donnés en référence se rapportent a la CECC 20 000 sauf indication contraire.

GROUPE A
Lot par lot

Tous les essais sont non destructifs (3.5.6)

CONTROLE
EXAMEN OU ESSAI Conditions 4 T, =25 °C
(Ref. 4.3.4/...) sauf indication contraire (v‘;'er::f:” ?iil: ':g:’ecf) ,
1g =0 sauf pour heg et IcBo
min max UNITE NC NQA
Toutes les piéces prélevées pour les assais des sous-groupes A1 & A4 auront subi un essai de tension d’isolement de 2 500 V
{valeur efficace, 45 3 65 Hz).
Ce sont principalement I'examen visuel (A1) et les mesures de Rlo et IC/IF (A2) qui permettent de savoir si les composants
ont subi avec succés I'essai de tension d‘isolement. ‘
Sous-groupe A1 ) 0,65 %
Examen visuel 421
Sous-groupe A2a H 0,15 %
Dispositifs inopérants (vair note 2}
Ve 1 (L-006) 6,5 Vv
P (L-007) Identique au Sous-groupe A2b 1 mA
Rio (C-012) 500 k2
-3
IC/IF(”(C-OIO) 4.10
Sous-groupe A2b I 0,65 %
VF“) (L-006) lg =20 mA 1.3 Vv
VF(2) (L-006) |F=2 mA 1,2
SL 5500
SL 5501 Veg =10V
SL b511 50 nA
SL 5504 ~50V
SL 55045} Ve =50
9
Rlo (C-012) Vlo:1000V 10 Q
SL 5500 : Iz =10mA 0,5 3
SL 5511 : I =0,5 mA 0,2
SL 5501
SL 5504 ¢ 1 =10 mA 0,25 4
SL 55048
Documents



http://www.avadocuments.com/doc/cecc-20004-001-ed-1-0
http://www.avadocuments.com/doc/cecc-20004-001-ed-1-0

